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X Ismi Difraktometresi kristal malzemelerin atomlar arasi mesafe ve yonelimlerinin
belirlenmesinde kullanilan bir tekniktir. Kristal yapisina bagli olarak X 1511 farkli acilarda
ve siddetlerde kirilir ve boylelikle malzemenin kirinim deseni ortaya ¢ikar. XRD kristal ve
amorf bilesiklerin incelenmesinde, metal ve alasim analizlerinde, ince film kompozisyonu
tayininde ve polimerlerin analizinde gibi olduk¢a genis uygulama alanina sahiptir.
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